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1 Alle 12 Produkte der Produktfamilie

MS-32G Stativ mit Granitplatte

Mehr Produkte von Nikon

MS-32G Granite Measurement Stand
Produkt #29-233 ()

O 1) ans

+ WARENKORB

Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.315,00 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exKusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:
Measurement Stand

Modellnummer:
MS-32G
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Hersteller:
Nikon

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
6000

Grofe (mm):
120(W) x50(H) x 180(D)

Konformitat mit Standards

Konformititszertifikat:
Anzeigen

REACH 241:
Contains SVHC(s)

PRODUKTDETAILS

e 1 um Genauigkeit (bei 20°C) und Messlangen zwischen 0 und 50 mm
e Maximale Messgeschwindigkeit 500 mm/Sekunde

« Stativmit Granitplatte und 6 verschiedene Messsonden verfligbar

Das digitale Langenmesssystem DIGIMICRO von Nikon besitzt eine eingebaute photoelektrische, digitale Linearskala, um prazise kontaktbasierte Dicken-, Tiefen- und Hohenmessungen von industriellen Materialien
durchzufuhren. Das Messsystem hat einen Messbereich von 0 bis 50 mm und einen minimalen auslesbaren Wert von 0,1 um bei einer Genauigkeit von 1 ym (bei 20°C) mit einer Messgeschwindigkeit von 500 mm/Sekunde.
Der Messkopf besitzt 6 verschiedene Sondenspitzen (Standard, Stiftspitze, Kunststoff, auRermittig, flach und rund) fur die Messung verschiedener Materialien. Das digitale Langenmesssystem DIGIMCRO von Nikon ist mit dem
MFC-200-Digitalzahler mit Display ausgestattet, (iber den die Aufildsung, die Richtung und die Einheit auf dem Display veréndert werden kann. Das Messsystem ist ein ideales Messgerét fir Industrieanwendungen, die eine

hohe Prazsion und Genauigkeit erfordemn.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Standard measurement attachment Plastic attachment Flat attachment

M2

Fin attachment Roller attachment Off-center attachment

PID4485_ Measurement_Probes
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